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Исследование особенностей молекулярно-клеточных и системных механизмов, лежащих в основе сильной стрессорной памяти, в настоящее время является актуальной задачей нейробиологии. Большое распространение получили исследования посттравматических стрессовых расстройств на лабораторных животных в моделях с нанесением электрокожного раздражения. Было показано, что силу аверсивной памяти при обучении в модели условно-рефлекторного замирания (УРЗ) определяет интенсивность безусловного стимула, а также выявлен эффект влияния интенсивности безусловного стимула на реконсолидацию памяти. Имеющиеся в литературе данные предполагают существование различий в молекулярно-биологических механизмах долговременной памяти, лежащих в основе слабой и сильной версий стрессорного опыта. Целью работы было выявить в слабой и сильной версии обучения УРЗ на обстановку различия в эффектах блокады синтеза белка при реактивации памяти и различия в уровне экспрессии транскрипционного фактора c-Fos в латеральной и базолатеральной миндалине, зубчатой фасции и  фронтальной коре мозга мышей. В работе показано, что в тесте через 24 ч после обучения в слабой версии УРЗ (0,5 mA, 2 сек, 3 раза, интервал 1 мин) на обстановку уровень замирания у мышей не отличался по сравнению с сильной версией УРЗ (1 mA, 2 сек, 3 раза, интервал 1 мин). После напоминания обстановкой через 3 дня после обучения в слабой и сильной версии УРЗ уровень замирания у мышей оставался высоким и также не отличался. Введение циклогексимида  (100 мг/кг) за 1 ч до напоминания (через 3 дня после обучения) в слабой, но не в сильной версии УРЗ, нарушало долговременную память в тесте через 3 дня. Обучение в слабой версии УРЗ индуцировало повышение экспрессии c-Fos в латеральной миндалине и в зубчатой фасции гиппокампа по сравнению с несочетанным предъявлением слабого тока. Обучение в сильной версии УРЗ индуцировало повышение экспрессии c-Fos в латеральной миндалине и во фронтальной коре по сравнению с несочетанным предъявлением сильного тока.  В группе сильного стресса уровень экспрессии c-Fos в базолатеральной миндалине был выше, чем в группе обучения в сильной версии УРЗ. Обучение в сильной версии УРЗ приводило к повышению уровня экспрессии c-Fos в латеральной миндалине и во фронтальной коре по сравнению с группой обучения в слабой версии УРЗ, но не в базолатеральной миндалине и зубчатой фасции гиппокампа. Системные и молекулярные механизмы, обеспечивающие различия слабой и сильной стрессорной долговременной памяти, требуют дальнейших исследований. Работа выполнена в соответствии с планом НИЦ «Курчатовский институт» (ГЗ 2015 г., п.1.2) на оборудовании РЦ НКИ.
